Instrumentacéo e Sistemas de Medidas

Sensores Opticos

Medicéo de luz

Geracdo de luz

O que é luz???
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Onda

Modos transversais
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Lei de Snell
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Onda
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Onda

Feixe Gaussiano

E amplitude of intensity [W/m?3

electric field [V/m]
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Laser
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Laser

Modos de operacgéio
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Sensores Opticos

lluminancia — fluxo luminoso/area de uma superficie (lux)
Fluxo luminoso — poténcia de radiacao emitida por
uma fonte luminosa (lumen)
Eficiéncia luminosa — fluxo luminoso/poténcia consumida
(ldmens/W)
Intensidade luminosa — fluxo luminoso/angulo sdlido
(candela — cd)
Luminancia — Intensidade luminosa/superficie iluminada
(cd/m?)

Reflectancia
Emitancia (limens/m?)
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LDR
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Material semicondutor

Variagao de resisténcia com luz

Tempo de resposta de dezenas de ms (desvantagem???)
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Fotodiodo
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Fotodiodo

Caracteristicas construtivas

Tipo PN — fotodiodo x fototransistor

Tipo PIN P

I n -

Tipo avalanche (APD)

Sensibilidade (Responsivity) — A/W, A/Im
Corrente de escuro (Dark current)
Poténcia equivalente de ruido (Noise-equivalente power)

Resposta em frequéncia — capacitdncia da jungdo
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Células fotovoltaicas
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CCD x CMOS Ruido, escalabilidade, estabilidade temporal

VRST
VDD
RST—| Mo 1
\\ E’lsf
\l\ Msel
ROW —— 1
COL

Eng. Mecanica — EESC - USP D. V. Magalhdes



